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要約 【利用分野】

複数の要素形状から構成された素子構造を有する素子を評価・解析するための

素子解析システム、素子解析方法及び素子解析プログラムに関するもの。

【発明の内容】

素子解析装置２０の制御部２１は、出力特性の実測値を登録し、実測値を実現

する要素形状のモデルパラメータの生成処理を実行する。次に、制御部２１は、

モデルパラメータの統計処理を実行し、ばらつきが大きいモデルパラメータを

特定する。次に、制御部２１は、ばらつきが大きいモデルパラメータの原因を

特定する。ここでは、モデルパラメータに対応した形状要素を特定する。そし

て、制御部２１は、評価出力処理を実行する。更に、新たな構造情報を取得し

た場合、制御部２１は、構造に対応したモデルパラメータを算出し、統計値を

利用して設計処理を実行する。
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